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Savurmal Tip Nem Olcer

Doéndirme hareketiyle bagil nem 6lgimi. Hassas uretim ortamlari igin kritik 5neme sahip nem ve sicaklik kontrollerini anlik
ve kesin olarak tespit eder. Portatif ve pratik kullanim sunar.

Model teknik verileri

1 Ortam sicakhgi ve bagdil nem tayini igin savurmali psikrometre.

2 Yas ve kuru termometre sicakliklariyla degerlendirme.

3 Bagil nem cetveliyle set olarak sunulur.

4 Olgiim araligi ve termometre ¢oziiniirligi segilen modelde belirtilir.

Fiziksel ozellikler ve besleme

Elektrik beslemesi Manuel / pasif temel aparat; sebeke beslemesi 6ngoérilmez.

Glg / bagh yuk Approx. 0 W; 6n boyutlandirma icin bagh yuk.

Cihaz dis olguleri Approx. 300 x 100 x 50 mm (G x D x Y).

Cihaz agirhgi Approx. 0.1-0.3 kg net.

Brit / sevkiyat agirhgi Approx. 0.5-0.8 kg brut; ambalaj pay! tahminidir.

Laboratuvar altyapisi Duz, kararli galisma yuzeyi; numune kondisyonlamasi segilen metoda gore.

Olgi sirasi ve yaklagik degerler satirda belirtiimistir. Ambalaj degerleri cihazin net élgi ve agirhgindan ayridir. Approx. satirlari muadil cihazlar
ve islev/kapasite esasli 6n mihendislik tahminidir; dogrulanmig Uretim 6lglsu veya standart zorunlulugu degildir. Kurulum ve sevkiyat, onayli
Uretim gizimi ve etiket de@erleriyle kesinlestirilir. Tahmin kapsami: temel Uriin/tek Unite; harici bilgisayar, tezgah ve yardimci tesisat harig.

Teknik 6zellikler, olculer ve glc gereksinimleri yaklasik olup surekli tasarim iyilestirmeleri nedeniyle 6nceden haber verilmeksizin degistirilebilir.

Urinlerin teknik dzellikleri ve gorselleri, tretim kosullarina ve ilgili standartlara gére degisiklik gésterebilir.
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Test ve konfigurasyon

Olgiilen gikti / iglev Ortam sicakhigi ve bagil nem (%RH)

Metoda gore secilecek Yerlesim, dlgiim araligi ve 6lgiim yontemi
parametreler

Dogrulama noktalari Sicaklik ve bagil nem referanslari

Kontrol ve kayit sartnamesi
Yonteme gore yazilim ve kayit gereksinimleri agagidadir. Teslim edilen yazihm modulleri siparis kapsaminda tanimlanir.

» Entegre yazilim zorunlulugu metoda ve secilen donanima baghdir; manuel cihazda deney kaydi harici tutulur.
» Yontem kodu ve baskisi, numune kimligi, operator ve secilen deney parametreleri kayitla iligkilendirilir.

» Hesaplama ve bitis dlgutu, secilen deney metodunun surimuyle tanimlanir; cihaz sinyali ile operatdr degerlendirmesi ayri
tutulur.

* Ham dlgtmler, birimler, gegerli/gecgersiz deney isaretleri ve raporlanan sonug izlenebilir tutulur.

* Hesaplama, bilinen girdiler ve bagimsiz hesapla; sensoér kanallar kalibrasyon degerleriyle kontrol edilir.

ilgili test metotlar
1SO 139

Listelenen metotlar uygulama referansidir. Uygunluk; donanim, metot baskisi ve kalibrasyon birlikte degerlendirilerek belirlenir.

incelenen yontemin deney parametreleri

Asagidaki degerler belirtilen kaynak baskisinin secilmis maddelerinden incelenmistir. Yeni baski ile esdegerlik veya bagimsiz cihaz
dogrulamasi beyani degildir.

1ISO 139:2005 + Amd 1:2011/ 3-5, Annex A
1 Standart atmosfer 20 °C / %65 RH; anlasmali alternatifler 23 °C / %50 RH veya 27 °C / %65 RH, tolerans +2 °C ve

+%4 RH. izleme cihazi igin énerilen ¢dziinirlik 0,1 °C ve %0,1 RH veya daha iyi; élgme belirsizligi sicaklikta 0,5 °C
ve nemde +%2 RH veya daha iyi olarak onerilir. Ortam izleme sensoru kontrol sensériinden ayri degerlendirilir.
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